Disciplina: IQU-886 Tépicos em Quimica VI (30 horas)

Espectroscopia de Fotoelétrons: Fundamentos,
Instrumentacio e Tratamento de Dados

Profa. Maria Luiza Rocco / Dra. Amanda Garcez
IQ/UFRJ

Ementa: Interagdo de fotons com a matéria. Principios fundamentais.
Espectroscopia de Fotoelétrons na regido de raios X (XPS). Instrumentagao.
Tratamento de Dados.

Programa Analitico:

1. Interacdo de fotons com a matéria. Fundamentos

2. Espectroscopia de fotoelétrons na regido de raios X (XPS): Principios
Basicos

3. Efeitos de Estado Inicial e Final: Deslocamento quimico, Acoplamento
spin-oOrbita, satélites

4. Instrumentagdo (ultra-alto vacuo; fontes convencionais de raios X;
analisadores de elétrons) e operagédo

5. Tratamento de Dados (Nog¢des de Avantage e CasaXPS)

Carga horaria semanal: 2h (T+P)
Carga horaria total: 30 horas
Numero maximo de inscritos: 15
Nivel: mestrado ou doutorado

Horario: a definir
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